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前　　言

　　本标准由全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８４）提出并归口。

本标准起草单位：中国科学院福建物质结构研究所、福建光电子材料工程技术研究中心和福建福晶

科技股份有限公司。

本标准主要起草人：兰国政、吴少凡、林文雄、谢发利、吴季、李雄。
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硼酸盐非线性光学单晶元件

质量测试方法

１　范围

本标准规定了硼酸盐非线性光学单晶元件低温相偏硼酸钡（βＢａＢ２Ｏ４，简称ＢＢＯ）和三硼酸锂

（ＬｉＢ３Ｏ５，简称ＬＢＯ）的质量测试方法。

本标准适用于ＢＢＯ和ＬＢＯ单晶元件。能满足本标准要求的其他硼酸盐非线性光学单晶元件也可

参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１１２９７．１—２００２　激光棒波前畸变的测量方法

ＧＢ／Ｔ１６６０１—１９９６　光学表面激光损伤阈值测试方法　第１部分：１对１测试（ｅｑｖＩＳＯ／

ＤＩＳ１１２５４１．２：１９９５）

ＪＢ／Ｔ９４９５．３—１９９９　光学晶体透过率　测量方法

３　主要测试项目

３．１　物理性能

散射、光学不均匀性、特定波长吸收、倍频转换效率、激光损伤阈值、减反膜剩余反射率、波前畸变。

３．２　加工质量

尺寸公差、角度偏差、不平行度、不平面度、不垂直度、有效通光孔径、表面疵病。

４　测试的环境要求

洁净等级：１００００级

温度：（２３±２）℃

相对湿度：（５５±５）％

５　测试方法

５．１　散射

５．１．１　测试原理

利用单晶元件内部的包络、气泡等缺陷对激光束的散射作用，观测单晶元件内部质量。当激光通过

元件的光路被散射变粗或出现发散光，表明元件存在包络、气泡等缺陷。

５．１．２　测试条件

样品：单晶元件的激光入射面、出射面及观测面抛光。

环境：在暗室内测量。

５．１．３　测试仪器

ＨｅＮｅ激光器（波长６３２．８ｎｍ，功率４０ｍＷ～５０ｍＷ，光斑直径大于或等于２ｍｍ），三维调节平
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